DIN EN 1977:2013-04 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Vordraht aus Kupfer; Deutsche Fassung EN
1977:2013

Inhalt Seite
72 e T T o 3
L= 01 Lo L0 o 4
1 N VY21 ¢ Lo L0 4T T o 7= o =Y 1o o 5
2 NOrmMative VErweiSUNGEN .......cccciriiiieiriiiieiss s ssss s s s s s s s s ane s s asann e s a e mn e e ann e s nans 5
3 7T | PSR 5
4 BeZEIChNUNGEN ...t 5
4.1 LA =T G5 o 1 5
4.2 o Yo 1« 6
5 Bestellangaben ... ————————— 7
6 X1 ] 4o (=Y T e =1 o S 7
6.1 AL 10 01 40T 0 EoT= 74 g ' 7
6.2 2= o 3 1 ' 7
6.3 Elektrische EigensChaften...........oo it csecr e sssrr e snen e e e s am e e e e e s e 7
6.4 Erweichungsverhalten ........ ... s s 12
6.5 Wasserstoffversprodung........cccvviiiiiiiniiir s 12
6.6 ZUNderhaftung ... —————————————— 13
6.7 MaBe und GrenzabmaBe......... ... s s e e s e e e na s 13
6.8 OberflachenNausflhrung..... ..o 13
6.9 VerbiNdUNGSSLEIIEN .......occeiiiiiii e ———————— 13
7 Probenahme.......... e ———— 13
71 AlIGEMEINES ...t —— 13
7.2 Analyse (nur Sauerstoff) und Messung des Durchmessers an Vordraht aus

(O T I o T (0T 14
7.3 Priifung des Erweichungsverhaltens an Vordraht aus Cu-ETP1 (CWO003A)..........ccccnnrinmrerinsanens 14
7.4 Analyse (auBer Sauerstoff), Priifung der Dehnung und der elektrischen Eigenschaften an

Vordraht aus CU-ETP1 (CWO03A) ......cocciiriiiiinmnrisissrsisssssssssssss s s ssssss s s ssssss s s ssssss s s ssssnss s ssssnss s ssssnss s snsans 14
7.5 Priifungen an Vordraht aus anderen Sorten als Cu-ETP1 (CWOO03A) ........cccccmmmrrriisccsnnncerneereennnnns 14
8 Prifverfahren ... 15
8.1 3 =1 £ 15
8.2 D 1= 113 T T 15
8.3 Spezifischer elektrischer Widerstand .............ooo e 15
8.4 Erweichungsverhalten ... ———_—— 16
8.5 Wasserstoffbestandigkeit..........cccccrimiiiiiiciiiirii e s s 16
8.6 48 4 o 1= ¢ g F=1 1 3V T S 16
8.7 (20T o 1= g IRV 20T TN = o 1= o 0171 =T o 16
9 Konformitatserklarung und Priifbescheinigung .........cccccvniimminnimns e 17
9.1 KonformitatSerklArung........ocoiiiiiiiiiiini s 17
9.2 Priifbescheinigung ... —————————— 17
10 KeNNZEICANUNG ....ceiiieite i n e nr e na s anr e s 17
Anhang A (informativ) Informationen zur Beziehung zwischen spezifischem elektrischen

Widerstand und Leitfahigkeit ............cccoimimiiiiiicccceeirr e smn e e 18
A1 Spezifischer Volumenwiderstand .............cccciiiiiiicciminininissccssesers s sssssss s s e ssss s e e s sss s smmnenees 18
A.2 Rekristallisiertes Standardkupfer (IACS) .......ccccciiiiiicisseerrer s sssssrre e essss s sssms e s e e s s sssssssmns s e s ssssnssnnns 18
A.3 RekristalliSiertes KUPFEr ... ss e s ssmn e e e e e s e mn e e e e e s e mmnns 18
A4 Spezifischer Massenwiderstand (NeNNWert) .........cccocviiiiiinis e 19
A.5 Unterschiede zwischen Mess- und Nennwerten ... s 19



Anhang B (normativ) Kurz-Priifverfahren des Erweichungsverhaltens (AR-Test) fiir

Kupfervordraht aus Cu-ETP1 mit 8 mm DUrchmesser ...........ccoocemmiiiiicccccsmecrres s ssscee e e ss e 20
B.1 AlIGEMEINES ... 20
B.2 Y o ] - T 20
B.3 TeStergebNiS. ... ————————————— 21
LiteratUrhiNWEISE .......oc i mn e ms e e e e s e e amn e e e e e e amnne e e e s ean s nmnnneeneean 22



		2026-06-25T22:35:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




